Diopma

Servicios

El Centro DIOPMA colabora con las empresas buscando soluciones a cada problematica particular, ofreciendo los

siguientes servicios:

&bull; Disefio y caracterizacion de materiales metéalicos, ceramicos, poliméricos y compuestos.

- Investigacion de nuevos materiales.
- Ensayos mecanicos a escala macro, micro y nanométrica.
- Caracterizacion estructural.

- Caracterizacion fisica y quimica.

&bull;  Proyectos de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica (I+D+i).

- Investigacion fundamental, aplicada, desarrollo e innovacion.
- Transferencia de tecnologia.
- Proyectos competitivos.
&bull; Estudios bibliogréaficos sobre patentes y normativas.
&bull; Asesoria y consultoria técnica.

&bull; Formacion especializada a empresas.

TECNICAS UTILITZADAS DISPONIBLES Centro DIOPMA

&bull; Caracterizacion de propiedades mecanicas

- Ensayos de traccion/compresion.

- Ensayos de flexion.

- Ensayos de dureza (escala macro, micro y nanométrica)
&bull;  Otras

- Hornos de induccion

- Termobalanza para analisis gravimetrico (TGA).

- Determinacion de la demanda quimica de oxigeno (DQO)

- Determinacién de la humedad.

- Determinacioén del pH

- Conductimetro

- Lixiviador.

- Floculador.

- Bafio termostéatico.

- Espectrofotdmetro UV-VIS.

- Determinacion del indice de oxigeno (LOI) de acuerdo
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con las normas ASTM D 2863 (1970) o ISO 4589(1984).

TECNICAS UTILIZADAS DISPONIBLES EN LOS Servicios Cientifico-Técnicos (UB).

&bull; Técnicas de andlisis elemental y molecular.
- Absorcién atomica.
- Cromatografia de gases.
- Cromatografia de liquidos y electroforesis capilar.
- Fluorescencia de rayos X.
- ICP-MS y ICP-OES.
- Cromatografia de permeabilidad de gel (GPC).
- Cromatografia de exclusion de tamafio (SEC).
- Analisis de residuos y aguas.
&bull; Técnicas de andlisis y caracterizacion de superficies.
- Espectrometria de fotoelectrones (ESCA o XPS).
- Espectrometria de electrones Auger (SAM).
- Microscopia electrénica de rastreo (SEM).
- Microscopia electronica de transmision (TEM).
- Microscopia electronica de alta resolucion.
- Microsonda electronica.
- Microscopia cofocal.
- Superficie especifica (BET).

- Granulometria (tamafio de particula).

&bull; Técnicas nanométricas.
- Microscopia de fuerzas atémicas (AFM).
- Microscopia de efecto ttnel (STM).

- Perfilometria interferométrica.

&bull;  Técnicas de caracterizacion de materiales.
- Difraccidn de rayos X.
- Caracterizacion de las propiedades magnéticas.

- Magnetémetro SQUID.
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&bull; Otras.

- Andlisis y tratamiento de imagenes.
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